Védci z nékolika instituci oteviou nové moznosti
mikroskopického zkoumani materialt

20. kvétna 2020

DalSi posun v mikroskopickém zkoumani materiali pomoci inovovaného zarizeni LiteScope,
ktery vyvinula a vyrabi brnénska spoleénost NenoVision, je cilem projektu Technologické
agentury CR zahajeného letos v dubnu. Kromé spoleénosti NenoVision, ktera je historicky
prvni spin-off dalSiho U€astnika projektu, vyzkumného centra CEITEC VUT, se do néj zapoji i
Fakulta informacnich technologii Vysokého uéeni technického (VUT FIT) v Brné, Regionalni
centrum pokrocilych technologii a materialt (RCPTM) Univerzity Palackého v Olomouci a
Ustav fyziky materiala (UFM) Akademie véd CR.

,0d projektu si slibujeme vznik velmi silného konsorcia, které nam zasadnim zpusobem pomi(ze
prorazit s nasimi produkty na celosvétovy trh. V sou€asné dobé skoro zadna zacinajici firma v oblasti
védeckych pfistroji nema kapacitu ani potfebné know-how, aby sama dokazala aplikacné oslovit
zakazniky po celém svété. Je tedy logicke, Ze se snazime spolupracovat s univerzitnimi partnery,
ktefi nam dlouhodobé mohou pomoci vyvijet vhodna FeSeni pro specifické oblasti vyzkumu.
Spoluprace je oboustranné vyhodna. Partnefi mohou jako jedni z prvnich pouzivat nové techniky
meéfeni a vyuzit je pro hlub§i pochopeni zkoumanych jevd, vlastnosti materiald a novych technik,”
uved! hlavni fesitel projektu Jan Neuman z NenoVision. Ambici partnerl je podle néj to, aby se
Ceska republika stala nejen centrem elektronové mikroskopie, ale také pfelomovych korelativnich
technik, které dovoluji kombinovat informace z rdznych typd mikroskopl, napf. z mikroskopu
atomarnich sil a skenovaciho elektronového mikroskopu.

Mikroskop LiteScope, vyvinuty vroce 2016, umi jako jediny na svété propojit souCasné
dvourozmérny obraz z elektronového mikroskopu a trojrozmérny obraz z mikroskopu atomarnich sil s
velkou presnosti. Diky tomu ma uplatnéni pfi analyzach vzork( v oblasti nanotechnologii,
materialového vyzkumu, polovodiCového primyslu nebo napfiklad pfi vyzkumu solarnich ¢lankd.
Cilem projektu Nova generace integrace mikroskopie atomarnich sil a elektronové mikroskopie
(GEFSEM) je rozsifit zafizeni o nové funkce, které v sou€asné dobé nejsou dostupné vibec, nebo
jen ve velmi omezené mife.

»V ramci projektu je planovano vyvijet nové moduly, které jsou vysoce atraktivni pro stavajici vyzkum
i na naSem pracovisti. Hodné si slibujeme od silného konsorcia, které se podafilo v ramci projektu
sestavit. NaSe skupina se bude se podilet na vyvoji a aplikaénim testovani pokrocilych metod
sondové mikroskopie. Integraci téchto technik do elektronového mikroskopu ziskdame unikatni
experimentalni sestavu k vyzkumu a vyvoji elektronickych a optoelektronickych soucastek na bazi 2D
materiald,” fekl Miroslav Kolibal z CEITEC VUT.

Také UFM ma se spolupraci s firmou NenoVision zkugenosti, v minulosti se ztéastnili t¥i spoleénych
projektd s cilem vylepSit a rozSifit nékteré funk&ni viastnosti zafizeni LiteScope. ,V pokradovani nasi
spoluprace vidime oboustranny pfinos. Z pohledu UFM se jedna zejména o rozsifeni portfolia
charakterizatnich metod o korelované méfeni struktury a elektrickych vlastnosti povrchi
polovodi¢ovych film{. Velmi zajimava je pro nas i moznost kombinovat pfima méreni na zafizeni
LiteScope s teoretickymi a pocitatovymi modely defektll v pevnych latkach, které jsou jednim z
hlavnich vyzkumnych smérd nasi skupiny,” objasnil divody pro Ucast v projektu Roman Groger z
UFM.



Olomoucké RCPTM vyvijené metody otestuje na svych dvojrozmérnych materialech, které vyviji v
ramci projektu 2D chemie. “Nas to obohati o nové moznosti analyzy 2D materialt a firmé NenoVision
poskytneme zpétnou vazbu a pomlzeme ji identifikovat zajimavé problémy, které se fesi v oblasti
chemie a vlastnosti 2D materiald. Korelativni metody pro nas oteviraji nové pohledy do nanosvéta a
dovoluji studovat vlastnosti, které jsme dfive ziskavali jen s velkymi obtizemi,“ objasnil zastupujici
feditel RCPTM Michal Otyepka. Na spoleéném projektu oceriuje nejen moznost rozsifit mnozstvi
pouzivanych analytickych metod, ale také S$anci komunikovat pfimo s vyrobcem zafizeni nebo sdilet
know-how v oblasti analyzy nanomateriald s partnery.

Moznost zapojit se do interdisciplinarniho vyzkumu zaujala i vyzkumniky z Fakulty informacnich
technologii (FIT) VUT. ,NaSe vyzkumna skupina se dlouhodobé zabyva zpracovanim obrazu a
pocitaovym vidénim. Obrazky z elektronového mikroskopu a dalSich senzor( jsou pro nas trochu
"exotické" a zajima nas, co v nich budeme schopni vidét a rozpoznavat. Je zajimavé, jak zkuSenosti
z jednoho druhu obrazt mohou obohatit UpIné jinou disciplinu,” doplnil Adam Herout z FIT VUT.

Tento projekt je financovan se statni podporou Technologické agentury CR a Ministerstva pramyslu a
obchodu v ramci Programu TREND, a to ¢astkou 23 736 761 korun. Doba realizace potrva do 31.
bfezna 2023.
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